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Numéros des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI
sont numérotées a partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de
la CEIl incorporant les amendements sont disponibles.
Par exemple, les numéros d’édition 1.0, 1.1 et 1.2
indiquent respectivement la publication de base, la
publication de base incorporant 'amendement 1, et la

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some I|EC publications
including amendments are available. For example,
edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to
the base publication, the base publication

incorporating amendment 1 and the base publication

publicgtion de base incorporant les amendements 1
et 2.

Vali<1ité de la présente publication

Le coptenu technique des publications de la CEIl est
constgmment revu par la CEIl afin qu'il refléte I'état
actuel|de la technique.

Des |renseignements relatifs & la date de
reconfirmation de la publication sont disponibles dans
le Catalogue de la CEI.

Les renseignements relatifs & des questions a I'étude et
des travaux en cours entrepris par le comité technique
qui a|établi cette publication, ainsi que la li
publicgtions établies, se trouvent dans les doc
dessous:

e | «Site web» de la CEI*

» | Catalogue des publications de la CEI
Publié annuellement et mis & jour réguli
(Catalogue en ligne)*

¢ | Bulletin de la CEI

Terminologie, s
et littéraux

En ce|qui concerne la\termj
se reportera @ C
technfque InternationaN\E!))

Pour |es €§ymbvoles gra
et les|signesd'us
lectedr consulte 2

utilisdr en électrofec e, la CEl 60417: S ymbo/es
graphfques_utilisables™s /e matériel. Index, relevé et
compllatioh des feuilles individuelles, et la CEl 60617:
Symbplés’ graphiques pour schémas.

incorporating amendments 1 and 2.

t under
hat the

btion of

b ibn and
undertaken by the tgchnical
s.prepared this publication, |as well
ications issued, is to be found at the

atalogue of IEC publications
pPUblished yearly with regular updates
(On-line catalogue)*

IEC Bulletin
Available both at the IEC web site* and @s a
printed periodical

Terminology, graphical and letter
symbols

For general terminology, readers are refefred to
|EC 60050: /nternational Electrotechnical Vodabulary
(IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the |EC for general use, readprs are
referred to publications IEC 60027: Letter sy%wls to

be used in electrical technology, \EC 60417: Gyaphical
symbols for use on equipment. Index, surviey and
compilation of the single sheets and IEC |60617:
Graphical symbols for diagrams.

* Voir adresse «site web» sur la page de titre.

* See web site address on title page.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

RESISTANCES FIXES UTILISEES DANS
LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES

Partie 4: Spécification particuliére:
Résistances fixes de puissance bobinées
a sorties axiales par fils soudables —
Classe de stabilité 5 % — Niveau d’assurance E

AVANT-PROPOS

1) La CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une<orga de nofmalisation
composée de I'ensemble des comités électrotechniques natiopaux ités .LaCEla
pour objet de favoriser la coopération internationale pour {outes\les gquestions de N dans les
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effe : i bs Normes

internationales. Leur élaboration est confiée a des gomités e ut Comité
national intéressé par le sujet traité peut participer. i i entales et
non gouvernementales, en liaison avec la C collabore
nationale fixées par

comités d’études ol sont représentés—te expriment

3) Ces décisions constj 3 ] i nationales publiées sous forme de nprmes, de
3 plles par les Comités nationaux.

4) Dans le but dpmpcou ificati i ipnale, les Comités nationaux de la CEl ¢'engagent
a appliquer de fagb NSPH e-ld mesure possible, les Normes internationales|de la CEl

dans leurs\nor es. Toute divergence entre la norme de la CEl et la norme
national‘ i

5) La CEl n'a ! oncernant le marquage comme indication d'approbafjon et sa

DiIs Rapport de vote

Ar\lDf‘\qu 2/D\0
FOooT =ity o

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur ie vote
ayant abouti a I'approbation de cette norme.

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le
numéro de spécification dans le Systéeme CEIl d’assurance de la qualité des composants
électroniques (IECQ).
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIXED RESISTORS FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT

Part 4: Detail specification:
Fixed power wirewound resistors
with solderable axial wire leads —
Stability class 5 % — Assessment level E

FOREWORD

1) Thg IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide o
cofnprising all national electrotechnical committees (IEC National Committee
prémote international cooperation on all questions concerning stands
eldctronic fields. To this end and in addition to other activities, the
Their preparation is entrusted to technical committees; any |
the subject dealt with may participate in this preparatg
nop-governmental organizations liaising with the IEC also p

co
co

2) The formal decisions or agreements of the gchnicg ated by technical committees
wi 3 resented, express, as nearly

3) They have the form of recommendations fof interpationa

4) In prder to promote internationa

dijergence between th
indicated in the latfer.

5) The IEC providar
eqghipment declared/to the in

Inte

Cap sironic equipment.

The tex rd is\based on the following documents:
DIS Report on voting
40(C0)818 40/732/RVD

al
:{ny
ly

has been prepared by IEC technical committee 40:

cal

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report

on voting indicated in the above table.

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification

number in the 1EC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE | CEI 115-4-101
QC 400201XX0001

CEI 115-4-1
COMPOSANTS ELECTRONIQUES SOUS ASSURANCE OC 400201
DE LA QUALITE CONFORMEMENT A:

CEI 115-1, QC 400 000

RESISTANCES FIXES DE PUISSANCE,

Dimensions: (voir tableau I) BOBINEES A SORTIES AXIALES PAR FILS
Dessin: _ SOUDABLES
25 mm L 25 mm
s~ | >te—— F—>— .
min. nmin.
3
D @ + |———"—"
t d
—1. @ Fiau haute
—
\ . R Ni edﬁiﬂ'a urance: E
(D'autres formes sont autorisée§ a <
1'intgrieur des dimensions donnéexs) \Qiij L stabilité: 5 %
~~

AOANEGN

Le€;;>f mat
hom: qué
so??\\>nn’es

<<:£§§£;§§§§::>§ION UN - CARACTERISTIQUES GENERALES
1. CARACTERISTIQUES GENERALES

1.1 METHODE(S) DFE _MONTAGE RECOMMANDEE(S)

Ces résistances sont congues pour la soudure sur des plots de
sorties. Elles peuvent étre soudées sur des circuits imprimés si
l'on prend des précautions pour éviter les dommages causés par la
haute température du corps de la résistance aux points de soudure
et au circuit imprimé.

Pour les essais les résistances peuvent &tre soudées ou fixées au
bati d'essai. Pour les essais de vibrations ou de chocs, les
sorties doivent étre soudées & des plots rigides a 6 mm du corps.
Les résistances avec une longueur de corps de plus de 15 mm

-

doivent étre fixées solidement & la table d'essai.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

IEC 115-4-101
QC 400201XX0001

ELECTRONIC COMPONENTS OF ASSESSED
QUALITY IN ACCORDANCE WITH:

IEC 115-1, QC 400 000

IEC 115-4-1
QC 400201

Dimensions: (see Table I)

FIXED POWER WIREWOUND RESISTORS WITH
SOLDERABLE AXIAL WIRE LEADS

Outlipe—dreawings
25 mm 25 mm
< L >
min. min. <\\\
.T_:z:::> {
D e
-t o

m

- ©

(Other shapes are permitted with t

dimengions given)

P

ES
Asgessme level: E

Stability class: 5 %

N

rhted

in/the\Re

i

a ;Té;ility of components
il specification is given

1. GENERAL DATA

<<::§§§§;i§§;i:> SECTION ONE - GENERAL DATA

1.1 RECOMMENDED METHOD(S) OF MOUNTING

These resistors are designed for soldering to terminal posts. They
may be soldered into printed boards if care is taken to prevent
damage to the solder joint and the printed board from the high
body temperature of the resistor.

For test purposes the resistors may be soldered or clamped to the
test fixture. For shock and vibration testing, the terminations
shall be soldered to rigid studs at a distance of 6 mm from the
body. Resistors with a body length of more than 15 mm shall be
firmly clamped to the test table.
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1.2 DIMENSIONS ET CARACTERISTIQUES NOMINALES
TABLEAU I
Modéle Dissipa- | Dissipa- Dissipa- Tension Dimensions (mm)
(voir tion a tion tion de limite
note 1) | 25 °C nominale catégorie | nominale
a 70 °C (en courant
continu ou L D Yhom
alternatif
efficace)
max. | max. | Tol./
(W) (W) (W) (V) -0,05
+0,08
CE 3,0 2,6 1,4 150 0,8
DE 5,0 4,3 2,3 160 0,8
KE 6,5 5,6 3,0 0,8
ME 11,0 9,5 5,0 0,8

Note 1. -Les codes de référence de mo

été choisis arbitrairemen te

des valeurs dans
odéle disponible sera
donnée dans le Registre deI

réments

Gamme de résistance*

Tolérances 1 %; £2 %; 5 %; t10 &

nominale
55/200/56

10 Hz & 500 Hz; 0,75 mm ou|98 m/s’
(la moins sévére des deux Yyaleurs)

8,5 kPa (85 mbar)

5%
- pour les essais de longue durée (5 $R + 0,1 Q)
=—pour les essais de courtedurée +{IF—R—+—6505—€)
Coefficient de température a: 250 x 107°/°C pour 10 Q et plus

o: 600 x 10°°/°C inférieur a 10 Q

Echauffement < 325 °C
(au-dessus de la température
ambiante)

* Les valeurs préférentielles sont celles de la série E ... de la CEI 63:
Séries de valeurs normales pour résistances et condensateurs.
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1.2 DIMENSIONS, RATINGS AND CHARACTERISTICS
TABLE I
Style Dissi- Rated Category | Limiting Dimensions (mm)
(see pation dissi- dissi- element
Note 1) | at 25 °C | pation pation voltage
at 70 °C L D dhom
(W) (W) (W) (V d.c. or max. | max. | Tol./
a.c. r.m.s.) -0,05
+0,08
CE 3,0 2,6 1,4 150 16,0 6,5 0,8
DE 5,0 4,3 2,3 160 ’iaxg\ Te5 0,8
KE 6,5 5,6 3,0 350 0 9,0 0,8
ME 11,0 9,5 5,0 506(\\\ 50%0 \:}>o 0,8

Note 1. -The style reference codes indicat ;\QESQE reNarbitranily
chosen and relate to this detail cification only.

alues available

each style will be giveny in
g's Yer of Approvals.

Resistance range*

Tolerance on rated resista
Climatic category

10 Hz to 500 Hz; 0,75 mm of 98 m/s?
(whichever is the less sevgre)

Vibration se

8,5 kPa (85 mbar)

5%

(5 $R + 0,1 Q)
$(1 SR + 0,05 Q)

o: 250 x 107°/°C for 10 Q dnd above
a: $600 x 107°/°C below 10

Temperature rise < 325 °C

(above room temperature)

* The preferred values are those of the E-series of IEC 63: Preferred
number series for resistors and capacitors.
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REDUCTION DE IA DISSTIPATION

La dissipation des résistances couvertes par cette spécification
ne doit pas dépasser les valeurs indiquées par la courbe ci-aprés:

i

116

100
Pourcentage
de la dissipation
nominale

54

0 L
-55 *C +25 *C +70 °C +200 +380 °C
Température i
Note. -Voir également le = gion ihtermédiaire.

DOCUMENTS DE _REFERENCE

Spécification générique:

3 (1989)
4 (1993)

CEI 115-4: 1982, Résistances fixes
utilisées dans les équipements
électroniques - Cinguiéme partie:
Spécification intermédiaire:
Résistances fixes de puissance
Amendement No.l (1993).

tan¢e doit étre marquée lorsque cela est possible avec|les
; ons suivantes. Lorsque la place est limitée, 1'importpnce

relative de chaque information est indiquée par son rang dans [a

liste:

1) résistance nominale;
2) tolérance sur la résistance nominale;
3) année et mois (ou semaine) de fabrication.

L'emballage contenant les résistances doit &tre marqué clairement
avec 1), 2) et 3) ci-dessus et avec:

4) numéro de la spécification particuliére et référence du modéle;

5) nom du fabricant ou marque de fabrigque.
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1.2.1 DERATING

Resistors covered by this specification are derated according to
the following curve:

i

116

100

Percentage
of the rated
dissipation

-55 °C +25 *C +70 °C

Note. -See also 2.2.3 of the sectior

1.3 RELATED DOCUMENTS

Generic specification: 82, Fixed resistors
ectronic equipment -
Generic specification
adiment No. 2 (1987)

endment No. 3 (1989)

dment No. 4 (1993)

ion IEC 115-5: 1982, Fixed resistors
for use in electronic equipment -
Part 5: Sectional specification:
Fixed power resistors
Amendment No. 1 (1993).

1) rated resistance;

2) tolerance on rated resistance;
3) year and month (or week) of manufacture.

The packaging containing the resistors shall be clearly marked
with 1), 2) and 3) above and in addition with:

4) number of detail specification and style reference;

5) manufacturer's name or trade mark.
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RENSEIGNEMENTS POUR LES COMMANDES

11985

Les commandes de résistances couvertes par cette spécification
doivent contenir au minimum, en clair ou en code, les renseigne-

ments suivants:
a) résistance nominale;
b) tolérance sur la résistance nominale;

c) numéro et édition de la spécification particuliére et référ
du modéle;

d) instructions d'emballage.

ence

RAPPORTS CERTIFIES DE LOTS ACCEPTES

Si requis par un acheteur, les rapports certifiés ots\acce
doivent étre réalisés selon 3.5.1 de la CEI 1

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES (ne sont bas fHrises enonsidérath

pour les contrdles)

Aucune.
EXIGENCES OU SEVERITES, COMPLEME @h OUNPKUS SEVERES, O

CELLES SPECIFIEES DANS LA SPE SATTON/SENERIOUE OU INTERMEDI

Aucune.

Q@
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1.5 ORDERING INFORMATION

Orders for resistors covered by this specification shall contain,
in clear or in coded form, the following minimum information:

a) rated resistance;
b) tolerance on rated resistance;

¢) number and issue number reference of the detail specification
and style reference;

d) instructions for packaging.

1.6 CERTIEIED RECORDS OF RELEASED LOTS
If required by a purchaser, certified records of rf ed dots
shall be prepared in accordance with 3.5.1 of IE

1.7 ADDITIONAL, INFORMATION (not for inspection -&

None. \

1.8 ADDITIONAT, OR INCREASED SEVERITIES A
SPECIFIED IN THE GENERIC AND/OR SECTIONAS R

None.
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SECTION DEUX - EXIGENCES POUR LE CONTROLE

2. EXIGENCES POUR LE CONTROLE
2.1 Procédures
2.1.1 - Pour l'homologation, la procédure doit étre conforme au

3.2 de la spécification intermédiaire, CEI 115-4.

Pour le contrdle de la conformité de la qualité, le programme
d'essais, comprenant l'échantillonnage, la périodicité, les
sévérités et les exigences est donné au tableau II. La formation
des lots de contrdle est régie par le 3.3.1 de la spécification
intermédiaire. '

Note$ 1. -Les numéros de paragraphe indiqués pour

2. -Les niveaux de contrdle et leg

3. ~Dans ce tableau: p

Note. -Lorsqu'un séchage est spécifié, la méthode

du 4.3 dj la
spécification générique, CEI 115-1, doit R

TABLEAU IT

exigences renvoient a la spécification es

variations de résistance sont & chogisi s\ 1& II

par
attributs.

e

Lygau de contFo%e } CEI 410
veau de qualité acceptable

RS

Numéro de para-
graphe et pssai
(voir note| 1

(voir note 2)

onditions d'essai N N Exigences
Eﬁg (vQiy’ note 1) C Q (voir note (1)
A

4.4.1 Examen
visuel

Selon 4.4.1

Marguage lisible et
selon 1.4 de la pré-
sente spécification
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SECTION TWO - INSPECTION REQUIREMENTS

2. INSPECTION REQUIREMENTS
2.1 Procedures
2.1.1 - For Qualification Approval, the procedure shall be in accordance

with 3.2 of the Sectional specification, IEC 115-4.

2.1.2 - For Quality Conformance Inspection, the test schedule (Table II)
includes sampling, periodicity, severities and requirements. The
formation of inspection lots is covered by 3.3.1 of the
sectional specification.

Note. ~When drying is called for, Procedure I of
Generic specification, IEC 115-1, shall

of thée

TABLE II
Noteg 1. -Subclause numbers of test and performance i refer to
the Generic specification, IEC 115-1,

change requirements, which shall be
and II of the sectional specificatio

plans and procedures

3. -In this table: p

i . } IEC 410
eptable quality level

Subclause pumber
and Test

(see Note [1)

dx i‘}s}gk test I A Performance
) L (o] requirements
L (see Note 1)

2

(see Note

)

AT

As in 4.4.]
Legible—marking and
as specified in 1.4
of this specifica-
tion
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Numéro de para- D | Conditions d'essai N N Exigences
graphe et essai ou | (voir note 1) C Q (voir note 1)
(voir note 1) ND A
(voir note 2)
Sous-groupe A2 ND S-4 1,0 &
Une plaque de 4,0 mm Selon tableau I de
4.4.2 Dimensions d'épaisseur doit étre la présente
(au calibre) utilisée spécification
4.5 Résistance Selon 4.5.2
CONTROLE DU GROUPE B
(lot par 1lot)
Sous-~-groupe B2 D S-3

4.17 Soudhbilité

4.16 Robuptesse
des porties

4.13 Surcharge

Sans vieillissement,
Méthode 1: bain
d'alliage
Température: 235 °C
5 °C
Durée:

2 s t0,5s

Essal de traction

Examen visuel

Résistance

Voir 2.3.
spécificati
médiaire

vec un
onvenable

s de domnpage
visible

AR < £(1 8RB + 0,05 Q)

Pas de dompage
visible
Marquage lisible

AR < (1 $R + 0,05 Q)
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Subclause number D | Conditions of test I A Performance

and Test or | (see Note 1) L Q requirements

(see Note 1) ND L (see Note 1)

(see Note 2)

Sub-group A2 ND s-4 1,0 %

4.4.2 Dimensions A gauge-plate of As specified in
(gauging) 4,0 mm shall be used Table I of this

specification

4.5 Resistance As in 4.5.2

GROUP B INSPECTION

(lot-by-lot)

Sub-group B2 b S-3

4.17 Solder-
abillity

4.16 Robugtness
of termin-
atiohs

4.13 Overfoad

Without ageing

Method 1: Solder bath
Temperature: 235 °C
5 °C

Duration: 2 s t 0,5 s

Tensile test
Visual examination

Resistance

See 2.3.4{of\th
sectional
specification

Test duration

D

0

<“%
N\
A

D

o visible

AR < £(1 %F

No visible
Legible maj

AR < (1 %5

wetting
inations

damage

+ 0,05 Q)

damage
rking

 + 0,05 Q)
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Numéro de para- D | Conditions d'essai Effectif de Exigences
graphe et essai ou | (voir note 1) 1'échantillon | (voir note 1)
(voir note 1) ND et critére
d'acceptation
(voir note 3)
P n c
CONTROLE DU GROUPE_C
(périodique)
Sous-groupe ClA D 3 10
Moitié de 1'échan-
tillon du sous-
groupe Cl
4.16 RobuEtesse Essais de traction,
des porties pliage et torsion
Examen visuel
Résistance E§§\
4.18 Résiktance a Méthode 1A <ii ‘\\\\\
la gEaleur de
soudage Examen visuel "\\\\\\§\ as de dompage
visible
Marquage lisible
Résistance \ </<:\> (j AR < t(1 $R + 0,05 Q)
Sous-groupe C1B D \3\_/40

Autre moitlié de
1'échantilllon du

sous-grou C1

4.19 Varilations
rapildes de
température C

4.21 Chodgs \Q

T

R

tance

:yéthode de montage:
voir 1.1 de cette
spécification
Accélération: 490 m/s’
Durée de l'impulsion:
11 ms

Forme de 1'impulsion:

Pas de dompage
visible

AR < £(1 R + 0,05 Q)

demi-sinusoide

Examen visuel

Résistance

Pas de dommage
visible

AR s £(1 %R + 0,05 Q)
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Subclause number D | Conditions of test Sample size Performance
and Test or | (see Note 1) and criterion | requirements
(see Note 1) ND of accept- (see Note 1)
ability (see
Note 3)
P n c
GROUP C INSPECTION
(periodic)
Sub-group C1A D 3 10

Half of the sample
of Sub-group C1

4.16 Robystness of
terninations

4.18 Resistance to
soldering heat

Tensile, bending and
torsion tests

Visual examination
Resistance
Method 1A

Visual examination

Resistance

U7X

visible

AR\ (1%

visible

AR g (1 %

o
iﬁégible marking

damage

R + 0,05 Q)

damage

R + 0,05 Q)

Sub-group |C1B

Other half
sample of
Cl

of the
Sub-group

4.19 Rap3
of 1

d change
emperature

4.21 Sho¢k

\///

f mounting:

.1 of this speci-
£3 ion

Acceleration: 490 m/s®
>Duration of pulse:

11 ms

Pulse shape: half-sine

Visual examination

Resistance

No visible

AR s (1 8

AR < #(1

damage

R + 0,05 Q)

No visibleLdamage
%

+ 0,05 Q)
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Numéro de para- D | Conditions d'essai Effectif de Exigences
graphe et essai ou | (voir note 1) 1'échantillon | (voir note 1)
(voir note 1) ND et criteéere
d'acceptation
(voir note 3)
P n c
4.22 Vibrations Méthode de montage:
voir 1.1 de cette
spécification
Méthode B4
Gamme de fréquences:
10 Hz a 500 Hz
Amplitude: 0,75 mm ou
98 m/s® (la moins
sévére des deux
valeurs)
Durée totale: 6 h
Examen visuel
Résistance /h\\\§§\
Sous-groupe_ C1 D <§::\§§i>\\£\\
Echantillén composé ‘\\\\
des spécimens des
sous-groupes ClA et
C1B G
4.23 séquence \\\\J
climatique
- Chaleur séche
- Esgai cycli-
qgue de
chaleur
hupide, essai
Db} ler cyc
- @Pa 85 mbar)

Examen visuel

Pas de dommage
viaihle_rrn

Résistance

Marquage lisible

AR < (5 $R + 0,1 Q)
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